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国内外专利分析工具功能比较研究

摘要：简单介绍了专利分析的一般方法与流程，然后从分析前数据准备功能、分析与展现功能两大

方面对国内外12种专利分析工具的功能进行了比较研究。其次，分别针对基本统计分析、引证分析以及

聚类分析这3种主要实现方法进行了详细对比。最后对专利分析工具的选择与改进提出了建议。
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Abstract：The methods and procedures of patent analysis are briefly described，then based on the data prepa-

ration function before patent analysis as well∞the data analysis and display function．twelve patent information a-

nalysis software tools at home and abroad arc compared．The latter is focused on the basic statistical analysis，eita-

tion analysis and cluster analysis．Finally，the article offers some suggestions about the choice and improvement of

patent information analysis software tools．

Keywords：patent information analysis software tool；citation analysis；cluster analysis；statistical analysis；

comparative study

专利情报分析是指对来自专利说明书和专利公报中大

量的、个别的、零碎的专利信息进行加工及组合，并利用

统计手段或技术分析方法使这些信息成为具有总揽全局及

预测功能的竞争情报的一项分析工作¨1。也就是说，专利

情报分析是将零散的专利信息按照不同的指标或角度来进

行整合分析，以获取整体性的有价值的深层次情报信息。

随着社会的发展，技术创新的步伐不断加快，专利数

据也随之快速增多。面对海量的专利数据，要有效率地对

其进行多角度分析，就必须寻求方便快捷的专利分析工

具。而专利分析工具的好坏将直接影响到专利分析结果的

效率与准确性，因此，其在战略情报研究中的重要性也必

然会越来越强。

l 专利分析方法概述

专利分析方法是以文献计量学为基础，借助其他学科

的知识和有关工具而进行的。从研究人员的角度来看，专

利分析方法分为定性分析与定量分析两种；从专利分析工

具实现的角度来看，大致可分为基本统计分析、引证分析

和聚类分析。这些方法互相交叉融合，统计分析与聚类分

析对应了定量分析，而引证分析则既有定性也有定量的成分。

1．1基本统计分析、引证分析和聚类分析

基本统计分析，就是简单的定量分析，主要是通过专
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利文献的外表特征，按照不同的角度来进行统计，并从技

术、经济等不同的角度对统计数据及其变化进行解释，以

取得技术动态发展趋势方面的情报。其分析结果通常以统

计报告或图表的形式展现。

引证分析是指对目标专利的引用专利情况和目标专利

被引用的情况进行分析，以揭示相关专利之间的关系，反

映特定技术领域的生命周期，以及竞争对手之间技术相互

依赖关系。引证分析工具的好坏在于引证数据的来源和引

证结果的呈现。目前引证数据的来源主要有美国(us)、

德国(DE)、欧洲(EP)、英国(GB)和世界知识产权

组织(wo)的专利。引证结果的呈现主要有引证表、引

证树和引证地图。

聚类分析主要是专利分析系统利用独特的聚类技术将

同一专利数据集中的数据按照技术分类聚成不同的子类，

以揭示该特定技术领域内各个子领域的分布情况，分析各

主要竞争对手在各子领域内的专利分布情况。目前专利聚

类主要是按主题进行聚类，呈现结果也可以按竞争对手和

时间顺序进行浏览。聚类分析的结果展示方式主要有聚类

地图、有结构数据聚类和无结构数据聚类旧】。

需要注意的是，引证分析与聚类分析也包含了部分统

计分析的思想在内。

1．2 专利分析一般流程

从情报工作者的角度来说，专利信息分析流程通常分

为3个阶段：准备期、分析期和应用期。准备期的主要工
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作包括建立专利信息分析队伍、确定分析目标、研究背景

资料、选定分析工具以及选择专利信息源等。准备期是保

证专利信息分析达到目标的基础，而分析期是专利信息分

析工作的主体，通常我们把分析期分为数据采集和数据分

析两个阶段。应用期的主要工作包括对分析报告进行评

估、制定相应的专利战略以及专利战略的实施等口】。

专利分析工具的主要作用就在于要在分析期提供准确

的数据并进行科学的分析，同时要为应用期报告的撰写提

供可视化的分析结果展示。

因此，专利分析工具需要支持分析前的数据准备工

作，支持多种统计分析维度和对专利分析的指标，并能将

分析结果以直观的形式展现出来，当然也要能方便地导出

用户所需的详细专利信息。

2 国内外专利分析工具数据准备功能的比较

笔者对国内外的12种专利分析工具进行了调研，包

括Aureka⋯，Delphion Citation Linkt51，Delphion Text Clus．

tering【61， Delphion PatentLitb．II[71， Mathee Patent[钉，

Thomson Data Analyzer【9J，北京东方灵盾科技有限公司与

M．CAM合作的East Linden Doors工具‘加】，保定大为[11】，

知识产权出版社‘也】，北京彼速n31，中国台湾地区连颖科

技的Patentguider 2．0试用版‘141和恒和顿的HIT_恒库‘15】。

其中，前6种工具为国外专利分析工具，East Linden

Doors为中外合作开发的，后5种为国内专利分析工具。

在进行专利分析前，有必要对专利数据进行一定的处

理，以保证分析结果的准确性。目前主要的数据处理包括

同一专利权人的不同名称合并、同族专利的合并；另有部

分分析工具支持自有数据的导入。

2．1 同一专利权人不同名称的合并

Delphion的Corporate Tree可查找同一专利权人的不同

表述并生成统一表达式，并在检索时直接使用该统一表达

式进行检索。Thomson Data Analyzer支持专利权人合并，

有自动合并和手动合并两种方式。PatentLab．II、知识产

权出版社和北京彼速支持专利权人的手动合并。

2．2同族专利合并

Aureka支持同族专利合并和展开，并可选择合并后显

示US，EP或PCT的专利号。Matheo Patent支持同族专利

合并和展开。

2．3自有数据的导入

Delphion支持导人自己的一组专利号，进行统计分

析、聚类分析。Thomson Data Analyzer可导入各种内部和

外部商业数据库的数据。PatentIab．II可导入Delphion数

据格式。北京彼速可导入自有数据，导人格式是Excel。
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3各专利分析工具分析与展现功能的比较

专利分析工具提供分析的实现方法主要可以分为基本

统计分析、引证分析与聚类分析3大类。对每种分析方

法，其分析维度、结果展现方式均各有不同。

3．1基本统计分析

基本统计分析是最基础的专利分析方法，因此基本上

所有专利分析系统都具备此项功能，但不同的专利分析系

统在分析结果的呈现和专利分析的维度这两个方面往往不

一样。

据调查，统计分析结果呈现主要有4类工具：报表类

(Reports)、图表类(Charts)、矩阵类(Matrices)、网络

类(Networks)。统计分析的维度可分为7大类，分别是

一般统计、专利权人、发明人、IPC专利分类号、存活期

分析、区域分析和引证统计，其中引证统计将放在后面的

引证分析和聚类分析中讨论。这里仅讨论前6种基本统计

分析维度，而这6类分析维度下又各有更细的划分。

笔者调研的工具中，提供基本统计分析功能的有：

Aureka，Delphion PatentLab．II，Matheo Patent，Thomson

表1 基本统计分析工具功能比较

分析工具 统计维度 结果呈现方式

专利权人、发明人、专 以报表为主，每一类又

Aureka 利分类号(主要、全 分为基本报表和标准报

部)、一般统计 表，共25个报表

Delphion 专利权人、专利分类号 每一类分别提供报表；

PatentLab—II 和国家统计、一般统计 支持lO种图表类型

发明人、申请人、口分

类号(4位、全部)、欧
对称矩阵分析与非对称

Matheo Patent 矩阵；对称网络和非对
洲分类号、公布年份、

自定义组和同族专利
称网络

Thomgon Data 发明人、组织、国家、 直方图等统计图表；对

Analyzer 申请时间、技术内容 称矩阵

概况、申请国家、申请

人、发明人、存活期、 各种统计图表和报表；
保定大为

IPC；支持自定义分类 矩阵图

分析自定义分类申请量

知识产权
趋势分析、区域分析、

申请人和国内分析；申 统计图表和报表
出版社

请人综合比较

趋势分析、地彬国别
自定义统计图表；以蛛

分析、公司分析、专利
北京彼速 网图形式展示专利权人

权人、发明人和IPC；

专利权人综合比较
综合比较结果

Patentguider
发明人、国别、盹、
UPC、公司分析；专利 折线图等分析图表

2．0
件数分析

分为授权信息、技术信

息、时间信息、同族和 统计图表；自动生成各
HIT_恒库

组4个部分；用户自定 种统计报告

义的组统计
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Data Analyzer，保定大为，知识产权出版社，北京彼速，

Patentguider 2．0试用版以及瑚T．恒库这9种。不同工具

的统计分析维度及结果呈现方式有很大的不同(见表1)。

其中，保定大为主要提供自定义各分类趋势分析、各

分类区域分析、各分类申请人分析、各分类发明人分析

等。

知识产权出版社的专利分析工具提供申请人综合比

较，以表格的形式揭示申请人在(专利数+申请活动年期

+公开活动年期+所属国数+发明人数)5个方面的综合

情况。

北京彼速的经纬线工具提供专利权人综合比较。与知

识产权出版社类似，但以蛛网图形式揭示专利权人(专利

数+发明人数+国家+申请活动年期+公开活动年期)的

综合情况，其中，国家是专利权人的申请国家数；申请活

动年期是指在一个给定的时间区间内，专利权人有申请专

利的年数。

Patentguider 2．0的专利件数分析包括技术生命周期统

计和历年专利件数比较两个方面。

HlT_恒库的4个部分的统计角度包括：同族、优先

权年、IPCA、IPC、欧洲分类、发明人、申请人、公告年、

专利审查员、助理审查员、代理机构(人)、美国分类、

基本发明信息、扩展发明信息基本附加信息等统计。

3．2 引证分析

上述工具中，提供引证分析的有7种：Aureka，Del-

phion Citation Lin，E鹪t Linden Doors，保定大为，知识产

权出版社的引证分析工具，Patentguider 2．0试用版以及

H玎L恒库。其中，Aureka主要通过Hyperbolic Trees工具

描述特定专利的引用和被引的情况；East Linden Doors通

过麦哲伦模块进行引证分析，其包含3个分析系统：望远

镜(Telescope)、沙漏(Hourglass)和人造卫星(Satel—

lira)。

这几种分析工具都能将引证分析结果可视化显示出

来，但在分析数据来源、引证结果显示方式、专利信息呈

现与统计等方面存在较大的不同(见表2)。

值得注意的是，East Linden Doors的望远镜系统除显

示专利的相关专利号、名称等基本信息外，还会显示引证

率：Pr／Su，Pr表示此专利引证过的先有专利数量，su表

示此专利被其他专利引证的次数。这个引证率可以成为诠

释此专利对先有专利的依赖程度和对后有专利的重要性和

影响程度的重要指示器。如果一项专利拥有很高的Pr数

量，这将暗示着此项专利相对于其所引证的先有专利可能

仅仅是进行技术累加而呈现的不同，而自身技术创新的成

分可能比较小。这种情况经常显现在专利技术趋向于饱和

的领域。

·情报理论与实践·

表2 引证分析工具功能比较

专利信息
分析工具 引证数据来源 引证结果可视化显示

呈现与统计

可选择多级引证。最

Aureka
多可显示5级；引证 可对检索结

Hyperbolic
US，DE，EP， 树中目标专利可同时 果集的后续

GB和W0 显示多个字段；可自 引证专利进
Trees

动或手动给不同专利 行统计

标注不同颜色

引证关系可显示1
可按年份查

级、2级、3级以及所
看引证关

Delphion
USPro

有引证关系；目标专

Citation Link 利只能显示手动选择
系；点击节

的一个字段；能手工
点查看专利

详细信息
对不同专利标注颜色

目标专利的引证及被

引证的专利数量通过
鼠标置于专

望远镜
US 代表各专利的图标的

利图标可显

系统 示该专利相
大小变化和图标上的

数字直观展现
应信息

通过横向时间条来表

述目标专利及与其有
gast 引证关系专利从申请 先有技术与
Linden 沙漏

US
到公告的历史；每年 现有技术以

Door8 系统 公告的所有与目标专 树状结构列

的麦哲 利相关的专利都会显 表呈现

伦模块 示在纵向的彩色条形

图表中

通过峰状投射图形来

展现目标专利创新范 点击山峰，

人造卫
US

围内的所有相关专 会出现该范

星系统 利；不同色峰代表不 围内的专利

同统计角度的相关专 信息列表

利

可统计申请

人专利被引

按专利的引证数量和 证次数；可统

相互引证关系生成引 计申请人自
保定大为 US

证图；只有一级引证 我引证专利

关系 数；可统计申

请人引证的

非专利文献

引证树可分引证方向

显示、被引证方向显
引证分析图知识产权

US 示和整体显示3种情
出版社 可导出

形；可自动按不同颜

色进行标引

可通过Pat-

US，EP，WIPO， 雷达分析可形成专利 entGrabber

Patemgtfider 2 0 Delphion， 引证族谱图；引证相 工具下载

试用版 TWPAT， 关数据表；专利引证 USPTO 和

Wd，P址 次数图 EPO专利全

文

单条专利的引证分

析，可快速建立该专
引证树可保

HIT_恒库 US和EP 利的前向及后向引证
存为位图

树，以箭头方向示意

引证关系
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3．3聚类分析

提供聚类分析的工具较少，只有Aureka，Delphion

Text Clusterin和Thomson Data Analyzer。其中，Aureka的

聚类分析功能是通过Vivisimo和ThemeScape这两个工具

实现的。这三者在数据来源、聚类角度与结果呈现方式上

有较大区别(见表3)。

表3 聚类分析工具功能比较

分析工具 数据来源 聚类角度 结果呈现方式

将所选专利自动聚

自身包含
专利标题、

成若干个Cluster和

Vilrisimo 的专利数
文摘

子Cluster，呈多级显

据库 示；一次最多聚类分

析1000个专利文档

以主题地图的形式

按主题聚 可视化展示；可在主

类；按标题 题地图上将不同的
Aureka

和文摘、权 公司标注成不同颜

自身包含 力要求书、 色；可用不同颜色标

rhemeSc掣 的专利数 全文的内容 注不同的年份；可进

据库 进行聚类， 一步浏览地图上特

每类还可进 定区域的单个或分

一步选择更 组专利文档，或导出

多字段 地图上特定区域的

文档

自身包含

的专利数
可选择要聚类的

’Delphion Text 据库；可 专利标题、
Cluster数量；每个

Clustefin 导入Der- 文摘
Cluster都会用一些

went专
Descriptive Words来

描述
利数据

可导人多

个其他数
可导出为Excel或其

Thomson Data
据库的数

专利标题、 他工具中；导出结果
据。也可

Analyzer 分类 能以ThemeScape地
导入用户

自己的数
图的形式显示

据

从表3可以看出，Vivisimo侧重检索结果管理的聚类

分析，而ThemeScape更侧重于检索结果的深度分析。使

用ThemeScape将不同公司以颜色标注，可以查看自己的

专利组合或比较自己与竞争对手的专利布局侧重点；而年

份的标注，则可以看出技术的生命周期。Delphion Text

Clusterin可以导人Derwent专利数据分析，但是它的实际

聚类效果并不太理想。Thomson Data Analyzer的分析数据

来源种类和格式很多，可以导入Derwent，INSPEC，Excel

等的数据，而其聚类结果则能以ThemeScape地图的形式

来显示。

4国内外专利分析工具总体比较

根据前文的分析比较，12种专利分析工具的比较结

一144一

果见表4。

表4 12种专利分析工具的比较结果

分析前数据准备

专利权 引证聚类 统计
专利分析工具 人不同

同族 自有 特点

名称的
专利 数据 分析分析 分析

合并 导人
合并

功能与数据很

Aureka 支持 支持 支持 支持 全的优秀的专

利分析工具

Delphion Citation
支持

使用方便的引

Link 证分析工具

有较大自主性
Delphion Text

支持 的聚类分析工
Clustering

具

Delphion
支持 支持 支持

统计结果显示

PatentladJ．11 多样

统计分析全面
Matheo Patent 支持 支持

且深入

矾oms∞Data
支持 支持 支持 支持

支持多个数据

Analyzer 库的数据整合

多角度全面的
East Linden DooB 支持

引证分析

中文界面，统计
保定大为 支持 支持

功能灵活

功能比较全面，

知识产权出版社 支持 支持 支持 统计分析具有

独特性

中文界面，统计
北京彼速 支持 支持 支持

功能全面

包含中国台湾

Patentguider 2．0

支持 支持
地区的专利数

试用版 据库，雷达分析

便于侵权分析

专利数据动态

HIT-恒库 支持 支持 更新，具有翻译

功能

从表4可以看出：

1)由于Aureka集成了包括Hyperbolic Trees，Vivisi．

mo和ThemeScape这3种工具，因此它是这12种工具中功

能最为全面的分析软件。
。

2)而Delphion在专利分析中也具有很强的优势，它有

多种不同功能侧重的专利分析工具，Delphion Citation Link

是专门的引证分析工具，Text Clustering是专门的聚类分析

工具，而PatentI丑b一Ⅱ则侧重统计分析，如果能将这些工具

集成并整合起来，必定是一个优秀而全面的分析工具。

3)Thomson Data Analyzer具有很强大的整合功能，它

支持多种格式数据的导入导出，且具备较好的数据清洗功

能。

， 4)北京东方灵盾科技有限公司与M．CAM合作的East
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Linden Doors具有很强的引证分析功能，但M—CAM本身还

没有将六分仪等工具整合进来。

5)保定大为、HIT一恒库虽然支持引证分析，但由

于引证级数过低，并不太具有实用性。

总体而言，国外专利分析工具比国内专利分析工具更

加灵活，使用细节上要更加方便，这主要体现在数据的导

入导出以及数据的显示与标示上。在统计分析功能上，国

内外的各个工具都进行了很大程度的开发，统计维度与显

示方式种类很多。但在引证分析与聚类分析上，国内工具

与国外工具就具有了较大的差距。

从3．2节与表4可以明显看出，国外专利分析工具支

持的引证级数普遍高于国内具有引证分析功能的专利分析

工具；而调研的这12种工具中，尚没有能支持聚类分析

的国内工具。

5 现有专利分析工具的局限与展望

从以上分析可以看出，目前的专利分析工具在以下4

个方面还存在着较大的不足，在其发展过程中应予以考虑

改进。

1)分析数据来源单一。虽然多数工具的检索数据源

很全面，但很多分析工具仅能针对美国专利进行分析，这

在引证分析功能中表现得尤为明显，这对专利分析结果的

全面性具有很大的影响。分析数据来源单一同样也体现在

对自有数据导人数据的功能上，多数分析工具不提供自有

数据导入功能。

2)分析前数据处理功能有待加强。在进行专利分析

前，将检索结果按照相应的标准进行去重、整合是非常必

要的，但目前提供这项功能的分析工具却很少。因此，专

利分析工具应增加这项功能，同时也要增强此项功能的灵

活性，使分析人员能够从不同角度进行数据处理。

3)聚类分析功能还有待挖掘。提供聚类分析功能的

工具很少，且聚类结果并不十分理想。可以肯定，聚类分

析对技术竞争分析、专利布局等方面会起到越来越重要的

作用，因此，文本挖掘、自然语言处理等有利于加强聚类

深度与准确性的方法，以及XML等有助于增强聚类灵活

性的方法都应更多的应用于专利分析工具中。

4)专利分析工具与分析指标的不匹配度较高。专利

分析的准确程度在很大程度上依赖于专利指标的选取与计

算。有些技术指标的实现可以通过基本统计方法来实现，

如专利数量、同族专利指数、专利成长率等；有些是通过

引证分析来实现的，如引证指数、即时影响指数、科学关

联性、技术生命周期等；有些要通过聚类分析来实现，如

相对专利产出率、技术重心指数等。

现有的专利分析工具一般都支持专利数量、同族专利

·情报理论与实践·

指数等，能够通过基本统计方法得出结果的分析指标；具

有引证分析功能的工具都能支持技术生命周期指标的直接

统计。但其他需要经过再次计算的分析指标，如相对专利

产出率、科学关联性等则需要用户迂回进行计算，使用起

来并不方便。因此，专利分析工具的功能设计应该尽可能

地向既定分析指标靠拢，以方便用户使用。

可以预见，专利分析工具的功能会越来越完善，使用

会越来越灵活，分析范围会越来越广。这就要求专利分析

工具提供商要在扩展工具功能的同时，增强工具的可扩展

性与易用性。

需要注意的是，这里的易用性不仅仅是指工具的易操

作性，更重要的是分析功能同分析指标的高匹配性带来的

易用性。口
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